\\\\\\\

Wyktad 7
26.05.2025r.
Wyznaczanie grubosci cienkich warstw

Katarzyna Gwoézdz



D
o

(42}
(=]

40

30 -

20 /

Textured
| surface +

Reflection coefficient (%)

—_
o

ARC
0

single layer

Bare silicon

Single layer ARC

/“

0.2

04

0.6 0.8
Wavelength (um)

Double layer ARC

1.0

1.2

(a)

(b)

-\

Anti-reflective coating

Metody symulacji fotoogniw




Materiaty ARC:
Sio,

TiO,

Si;N,

80 100 120 140 160 180 200

0 20 40 60
silicon nitride thickness in nm



Warstwy antyrefleksyjne
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Interferencja
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Spektrum odbicia

0.05

o o o
< & R

R [Arb. units]

o
o
-

m=

|

m= m=1

600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Wavelength [nm]

ny =1n, =12;n; =1.5d =500nm

Metody symulacji fotoogniw



Spektrum odbicia
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Spektrum odbicia
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Szukanie ekstremow
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Szukanie miejsc zerowych
Metoda bisekcji
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Szukanie miejsc zerowych

Metoda Newtona
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